
ａ会場（２階講堂） ｂ会場（地下１階講堂） ｃ会場
（３階Ｂ室）

ｄ会場
（３階Ｃ室）

ｅ会場
（３階Ａ室）

10:00 ～
 10:10

11:10 ～
11:20

ツール
セッション２ｃ

ツール
セッション２ｄ

キャッツ エーアイ
コーポレーション

11:50 ～
12:20

マーキュリー・
インタラクティブ・
ジャパン

東陽テクニカ

12:20 ～
13:30

ツール
セッション３ｃ

ツール
セッション３ｄ

日本ラショナル
ソフトウェア kVerifier Lab

14:00 ～
14:30 メトロワークス 日本

コンピュウェア

14:30 ～
14:40

セッション４ａ：
研究発表／事例発表
“テストと品質”

司会：榊原彰（日本ＩＢＭ）

セッション４ｂ：
研究発表／事例発表
“ツールによる効率化”
司会：秋山浩一
（富士ゼロックス）

ツール
セッション４ｃ

ツール
セッション４ｄ

「ソフトウェア開発プロセス
　　モデルのQuality gateに
　　　　　　　よる管理について」
安田淳，高橋寿一
（SAP ジャパン）

「XML形式の仕様書作成
　　によるソフトウェア机上
　　　　　　チェックの効率化」
山田信幸，鈴木幹雄，坂守
（アイシン精機）

エンピレックス テクマトリックス

15:10 ～
15:40

「不具合の分析とフィード
　　バックによるテストの設計」
西康晴（エス・キュー・シー）

「Delphi Applicationへの
 WinRunnerの適用手法の検討」
　　　　古江智和（フォーラムエイト）

15:40 ～
15:50

17:20 ～
17:50

18:00 ～
19:30 懇親会（地下２階講堂）

セッション２ａ：研究発表 “テストのプロセス”
司会：松岡正人（日本ラショナルソフトウェア）

「テストプロセス改善モデルの比較分析」
　　奥村有紀子，大西建児（エス・キュー・シー）

「組み込みソフトウェアの上流設計における
　　　　　　　　　　　　　試験表現に関する研究」

山本修二（キャッツ）

セッション５ａ：パネルディスカッション

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ：「ソフトウェアテストの現状と課題」
　　　　　　　　　　　　　　パネルリーダ：古川善吾（香川大学）
　　　　　　　　　　　　　　パネルメンバ：山浦恒央（日立ソフトウェア・エンジニアリング）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡正人（日本ラショナルソフトウェア）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥村有紀子（エス・キュー・シー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木太平（プラネット）

セッション３ａ：研究発表 “テストの自動化”
司会：高橋寿一（ＳＡＰジャパン）

休憩

クロージング（ａ会場）

休憩

セッション１ａ：基調講演／総合司会：榊原彰（日本ＩＢＭ）

ソフトウェアテストシンポジウム2003（JaSST '03）プログラム

休憩

休憩

ご挨拶（ａ会場）
古川善吾（ソフトウェアテストシンポジウム実行委員長／香川大学）

「日本と世界のソフトウェア・テストの状況」
山浦恒央（日立ソフトウェア・エンジニアリング）

10:10 ～
11:10

13:30 ～
14:00 「ダイナミックに操作を補完するテスト自動化について」

小坂史，山口聡之（富士ゼロックス）

11:20 ～
11:50

ツ
　
　
ー
　
　
ル
　
　
デ
　
　
モ

「プログラムの実行履歴を用いた
　　　利用モデルの作成方法について」
高木智彦，古川善吾（香川大学）

14:40 ～
15:10

15:50 ～
17:20


